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Konstanzpriifung nuklearmedizinischer Messsysteme - Teil 2: Einkristall-Gamma-
Kameras zur planaren Szintigraphie und zur Einzel-Photonen-Emissions-
Tomographie mit Hilfe rotierender Messkopfe

Inhalt Seite
T2 oL e T 3
1 N VY71 4 Lo LB 0T T o 7= o =Y 1o o P 4
2 Normative VErweiSUNGEN ........cccciiiiiimieiinisis s s s s s s san s s an s mnn s 4
3 =T |1 4
4 PrUFUNG ..ot 1
4.1 AlIGEMEINES ...t 1
4.2 Planare Szintigraphi@.......ccccciiiiiinii i —————— 1
421  Lage dES PHOTOPEAKS .....cciiiiusreisiissseisssssseiasssssssasssssssssssss s s asssss s s sasas s s s sasass s s sassnssssassnnsssassnnnemassnnnsnnssn 1
4.2.2 UntergrundzZ8hIrate ...t 1
4.2.3 Uberprifung der ZAhlausSbheuUte............cocc i s ssmne e e e e s s e e e e nnnnnn 1
30 S 1 T .1 [0 = 7y 11
4.2.5 Prifung des ABBILDUNGSMASSSTABES und des RASTERMASSSTABES .........ccououessssssssassnsnssseses 12
4.2.6 ORTLICHE AUFLOSUNG uNd Linearitat............cccoieiimiinniiiiiicire s s 12
4.3 Einzel-Photonen-Emissions-Tomographie (SPECT) .....ccccccviiicicimemmrrnnisssscsssscees s e s s s ssssmssssenses 14
4.3.1  Prifung der Justierung des mechanischen und elektronischen Systems ............cccoevvirnnnnne 14
4.3.2 Qualitative Uberprifung des tomographischen Gesamtsystems............cccovvierminiisnrnnnnniennnnn, 15
4.4 L= 104 o 4 o 1= 11 o T [ 16
4.4.1  ABBILDUNGSMASSSTAB.....ucteisesurrrrsssssressssssresssssssessssssnessassssessassnsessasassessassnssssassnssssasssnsesasssssenssssnnenssss 16
4.4.2 ORTLICHE AUFLOSUNG UNd BildErZEUQGUNG .......cceururuererrrerererssaesessssssesessssssesessssssssssssssasssssssasssssaes 16
4.5 Dokumentationseinrichtungen ... ———— 16
5 Haufigkeit der KONSTANZPRUFUNG.......cccciicasteriresrerisssnesssssnsesssssnnesssssasssssssssssssssanssssssnsessnsnsessnsanes 16
LiteratUrNiNWEISE@.......coi iR 18
StICAWOVEIrZEIChNIS. ... ... e 19
Bilder

Bild 1 — ProjektionsSgeometrie ..o 8
Bild 2 — Bleistreifen-Phantom.............. e 13
Bild 3 — Orthogonal-Lochphantom...........cccciimiii 14
Tabellen

Tabelle 1 — PrifhAufigKeiten ... s sss e e e s s s e e e s amnn e e e e e nas 17



		2026-07-01T19:51:40+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




